LASER-INNOVATION

A Company of Oerlikon Contraves AG

M74L Abstandssensor fiir spiegelnde Oberflachen

AAETL

D-58386 ECHING

LASERSTRAHLUNG

LASER KLASSE 2

Eigenschaften

e Abstandssensor fiir Oberflachenabtastung von hochreflektiven Oberflachen, Glas, Spiegel, Folien,
polierte Metalle, Halbleiterwafer

Messfrequenz 10 kHz

Messbereiche: 0,5 und 2 mm

Auflésung: 0,00025 - 0,001 mm

Lichtquelle: Laserdiode 670 nm

Anschlusskabel 2m (Sensor Auswerteelektronik)

Auswerteelektronik

Mehrere Messkdpfe synchronisierbar

Typische Anwendungsbereiche

Abstandsmessung auf hochreflektiven Oberflachen

Messung von Abstand, H6he, Ebenheit, Oberflachenstruktur

Messung von Materialdicken, Vertiefungen und Planaritat

Typische Oberflachen: Glas, spiegelnde Oberflachen, polierte Metalle, Halbleiter (Wafer), Flissigkeiten,
Kunststoffe, Hochglanzpapier

Technische Spezifikation
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M74L 0,5 2
Messbereich Beginn mm 23,75 23
Messbereich mm 0,5 2
Auflésung” mm 0,00025 0,001
Linearitat* mm 0,001 0,004
Lichtpunkt mm 0,1 0,1
Lichtquelle Laser rot sichtbar 670 nm
Fremdlicht Lux max. 20’000

* Messung auf Glas Frequenzgrenze 15 Hz
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